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(57) Abstract: Disclosed are a device and 
an associated method for detecting metallic 
objects or flaws on objects. According to 
the invention, at least one transmission coil 
is supplied with an alternating voltage by a 
carrier signal triggered by a Computer while 
a substantially amplitude-modulated receive 
signal is simultaneously received by means of 
at least one reception coU. The carrier signal 
contained in the receive signal is demodulated 
using absolute value generation and phase 
generation with the aid of a Fourier or wavelet 
transformation process. 

(57) Zusammenfassnng: Die Vorrichtung und 
das zugeh5rige erfindungsgemSsse Verfahren 
zur Erkennung von metallischen GegenstSnden 
Oder Defekten an GegenstSnden sieht vor, unter 
Rechneransteuerung gleichzeitig die wechsel- 
spannungsmSssige Bestromung mindestens 
einer Sendespule durch ein TrSgersignal zu be- 
wirken, mittels mindestens einer Empfangsspule 
ein im wesentlichen amplitudenmoduliertes 
Empfangssignal zu empfangen; wobei 
eine Demodulation des im Empfangssignal 
enthaltenen Tr&gersignals mittels Betrags- 
und Phasenbildung durchgefUhrt wird, und 
zwar durch Verwendung eines Fourier- oder 
Wavelet-Transformationsverfahrens. 
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